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Agenda

1. Was leistet TDLS?

2. Anwendungsbeispiele

3. Losungen aus einer Hand

4. Roadmap TDLS bei Yokogawa
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Prozesstauglichkeit am Beispiel des TDLS8000

Detektoreinheit

Lasereinheit

Insitu!

€ Messung unter Prozessbedingungen
¢ Kein CAPEX/OPEX fir Probenahmevorrichtung
¢ Schnell

Keine stoffliche Wechselwirkung mit dem Medium

Co-innovating tomorrow *

YOKOGAWA



Grundlagen: IR-Spektroskopie
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Prozesstauglichkeit: Schnell

TDL = Tunable Diode Laser

Stromstdrke

Intensitédt

Wellenldnge

Zeit

v
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Presenter
Presentation Notes
Intentsität und Wellenlänge durch Stromrampe


Prozesstauglichkeit: Schnell

A

Stromstédrke
Intensitdt 1 Scan
Wellenldnge <lms

Zeit >
Verbesserung des Signal-Rausch-Verhaltnisses

® 1Scanin<1lms

¢ > 1000 Scans pro Sekunde J\d

Abbildung des Prozessablaufs in nahezu Echtzeit
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Prozesstauglichkeit: selektiv

~ 0,2 nm
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Bandbreite typisch 0,0004 nm =» ca. 500 Linien pro
Peak

Ein einzelner, interferenzfreier Peak wird vollstandig
erfasst
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Prozesstauglichkeit: selektiv

Yokogawas TruePeak-Technologie

. TruePeak-Spektrum
Peakflache ist (10%b Oz in verschiedenen

proportional zur Hintergrundgasen)

Gaskonzentration

Absorption

‘\ Basislinie: Offset von /

Transmissionsverlusten

|~ CO2™ N2~ He |

Wellenlénge

TruePeak = Auswertung der TDLS-Peakflache
¥ Basislinie ohne Einfluss auf Messwert (Partikel!)

¢ Weitgehend unabhangig von Fremdgasen
und deren Fluktuation
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Prozesstauglichkeit:

Kein Zundfunke mdglich

sicher

Explosionsschutz

Safety Integrated Level

Ein TDLS kann keine
Zundung verursachen

s S

TDLS8000 gibt es fiir den
Einsatz in ATEX Zone 1
und Zone 2
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TDLSS8000 ist SIL 2
zertifiziert

Certificate / Certificat

Zertifikat / S4&EE
YEC 1501126 C001

exilda hetedy confinms that the:
TDLS 8000 Tunable Diode Laser
Spectrometer

Yokogawa Electric Corporati
Musashino-shi, Tokyo, Japan
Has been assessed per the relevant requirements ol
IEC 61508 : 2010 Parts 1-7
and meets requirements providing a bevel of integrity to:
Systematic Capability: SC 3 (SIL 3 Capable)
Random Capability: Type B Element

SIL 2 @ HFT=0; SIL 3 @ HFT = 1; Route 1,
PFDyy and Architecture Constrai r\u
must ba verified for sach applicatiol
‘Satety Function
The TOLS Tunable Diode Laser Specirometer will measure
selected langet gasses in gas phase samphes directly and output
2 4-20 mA signal within the: Staled satety accuracy,
ication Restrictions
Thie unit must be property designed into a Safety Instrumented
Function per the Safety Manual requirements,

Piygpahi T done

Evaiual ing Assessor

Lk, 7 € .
Cértifying Msréssor

Page 1002
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Presenter
Presentation Notes
API (American Petroleum Institute) empfiehlt TDLS, weil es keine Zündquelle ist (im Gegensatz zu Zirconia)


Agenda

1. Was leistet TDLS?

2. Anwendungsbeispiele

3. Losungen aus einer Hand

4. Roadmap TDLS bei Yokogawa
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Explosionsgrenzen

Over Rich
Mixture

- Non-Flammable Mixtufe b
(Insufficient O,)

Flammable
Region

Hydrocarbon Concentration (%)

Too Lean 1.5
Mixture
0
0 11.5 21
Oxygen Concentration (%)
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Tankinertisierung

& (&)

Inertgas EntIUftung‘
TDLS

>

Schutzgasatmosphare
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Presenter
Presentation Notes
Inertisierung (Inertgasdurchfluss) oder Überlagern (geringer Überdruck)


Sauerstoffgrenzkonzentration und TDLS

Anforderung TDLS8000

Schnell Zykluszeit 1 -2 s

Wiederholbarkeit 1 % vom

Stabil und genau Messwert oder 0,01 %

Hohe Verfugbarkeit, Kein Medienkontakt, kein
Wartungsarmut Verschleil3

ATEX, IECEXx, FM, CSA

EX-Schutz Zone 1, Zone 2

SIL 2 (1 Gerat)

SIL-Zertifizierung SIL 3 (2 Gerate)

NAMUR Workshop TDLS | N ber 10/11, 2016 |
| © \(;E)ksogofwa Electl'icoéiTpo?'eltion YOKOGAWA

13

Cn-innovating tomorrow *



Vier Bereiche der Brenner-Optimierung

Co-innovating tomorrow *

Effizienz

Emissionen

Anlagenverflugbarkeit

Sicherheit
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Verbrennungsprozess

CH, + 20, — CO, + 2H,0

coO

-10 0 10 20
% Uberschussluft
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Verbrennungsprozess - Effizienz

CH, + 20, — CO, + 2H,0

Unvollstandige Warmeverluste durch
Verbrennung Uberschussluft

-10 0 10 20
% Uberschussluft
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Verbrennungsprozess - Emissionen

Unvollstandige

Hoher Luftiberschuss
Verbrennung

CO-Uberschreitung | NOy-Uberschreitung

-10 0 10 20
% Uberschussluft
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Verbrennungsprozess — Anlagenverfligbarkeit

Unvollstandige

Hoher Luftiberschuss
Verbrennung

Schaden / Ausfall
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Verbrennungsprozess - Sicherheit

Unvollstandige
Verbrennung

CO Nachbrennen

A

seiffil
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Entscheidende Regelparameter

Betreiber-Test: Herbeifuhren einer O,—Abnahme um einen CO-Durchbruch zu provozieren

4500 4.5

4000 A ELC 4

3500 r,v\vM\f\‘\ 3.5
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Ziel: Niedrigstmaoglicher O,-Uberschuss ohne ...
€ Zugestandnisse bei der Sicherheit
¢ CO-Erzeugung
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Grundlage der Losung mit TDLS

Convection

Section

CO + CH4

Einhaltung der O,-Sollgrof3e —
O,-Messung

Keine unvollstandige Verbrennung —
CO-Messung

Explosionsgefahr erkennen —
CH,-Messung

Reprasentative Messung
€ Messung nahe der Brennzone (bis 1.500°C)
€ Messung uber den Querschnitt

Geeignet fur die Anfahrphase
Schnell — Sicher - Selektiv

Cn-innovating tomorrow *
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Integrierte LOsung

Stack damper

. Prozessanalysentechnik
HIS prch draft @fl r/ N Feldmesstechnik
Tube skin temp. | ] Ste”g“eder

e gt i [ .. .
T -~y o - Automatisierungstechnik
b CO+CH4 . ) )
1 Leittechnik
Sicherheitstechnik
Coil outlet | |
emo. AL :
R B B B O O O O O Aus einer Hand
. Fuel ? _+$| g
Air @ I @ Flaw rmeber Buirner press.
Fan FI-u'.-':' ;'neter
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Agenda

1. Was leistet TDLS?

2. Anwendungsbeispiele

3. Losungen aus einer Hand

4. Roadmap TDLS bei Yokogawa
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ASI Analytical System Integration - Worldwide
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Presenter
Presentation Notes
Beispiel in der Techfair: SWAS


Ausfihrung einer TDLS-L6sung (Feuchte)

FROMT VIEW INSIDE
SCALE 1:8
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()
ASI Leistungsspektrum

Front End Basic Engineering Design

Projektmanagement
Detailed Engineering & Documentation 2 .

¢ 3rd-Party-Analysatoren,
Behausung, SCS, F&G

Fertigung und Systemaufbau
In-House-Testing & FAT
Montageaufsicht vor Ort

Inbetriebnahme & Training
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Presenter
Presentation Notes
Nicht aufzählen, nur „Lifecycle
3rd-Party-Analysatoren hervorheben


Agenda

Was leistet TDLS?
Anwendungsbeispiele
LOsungen aus einer Hand
Roadmap TDLS bei Yokogawa

N
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Yokogawas TDLS-Technologie Roadmap

1. Generation
® |n-situ

® CAPEX/OPEX-
Vorteile

3. Generation
® Trace-Multi-KW-

2. Generation Messung
® Echtzeit- ® Qualitats-Vorteile
Multi-Komponenten- .

KW-Messung

® Optimierte Produkt|V|tat \
® OPEX-Vorteile

Cn-innovating tomorrow *
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Presenter
Presentation Notes
We also are planning  another new multicomponent TDLS analyzer for trace component measurement as 3rd generation of TDLS. We think expected applications are more expanding by trace HC fast measurement such as quality management.  

As I said today, 1st generation model TDLS has already launched and operated, 2nd generation mc-TDLS is under product developing, 3rd generation Trace component measurement model is under planning.
Thus Yokogawa is expanding application from measurement to control to contribute more efficient plant operation.

Yokogawa also has products for process control such as DCS or APC. We aim to develop new solutions by new analyzer and DCS or APC integration. 

Such new application development is key factor for new analyzer. 
We would like to collaborate with customers to develop new application for customer benefit.



1. Generation — Portfolio-Erganzung TDLS als Sonde

Relevante Verbrennungs- Kosteneffiziente Losung fur

Messgrofden kleine Verbrennungsanlagen

Zone 1/ Zone 2-Klassifizierung ¢ Geringere Installationskosten

SIL2 / SIL3 ¢ Anwendungsvorteile der TDLS-
Technologie

| NAMUR Workshop TDLS | November 10/11, 2016 |
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Presenter
Presentation Notes
NAMUR compliance NE21 (EMV), NE43 (Einheitl. Signalpegel f. d. Ausfallinformation), NE107 (Selbstüberwachung und Diagnose)


Zusammenfassung

TDLS hat Zukunft ...
¢ Technologie mit Potenzial
¢ Fokus-Technologie bei YOKOGAWA

... und eine Gegenwart

¢ TDLS8000 Insitu-TDLS

¢ Komplettldsungen

@ Prozesstauglich — schnell — sicher — selektiv
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Co-innovating tomorrow ™

Vielen Dank
Auf Wiedersehen in der Tech Fair
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